POLSKA
RZEGZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

41120

Patent dodatkowy

URZAD
PATENTOWY
P H I_ Opublikowano:

nr 45 449
11.IV.1963 (P 101 283)

25.11.1966

2de;25/02

2le12/b2

Kl

UKD

Twoérca wynalazku: doc. inz. Mikolaj Puczko
Wilasciciel patentu: Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Polska)

Urzadzenie do samoczynnej kompensacji uchybéw
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Urzadzenie do kompensacji uchybu wskazan
miernika solomierza, zasilanego w ukladzie po-
miarowym pradem stalym, wedlug patentu gléw-
nego nr 45449, moze byé wykorzystane réwniez
przy zasilaniu ukladu pomiarowego pradem zmien-
nym.

Adaptacja ukladu pomiarowego, przedstawione-
go na rysunku patentu giéwnego nr 45449, w celu
zasilania go pradem zmiennym czestotliwo$ci tech-
nicznej lub podwyzszonej, znajduje uzasadnienie
wobec coraz szerszego stosowania pradu zmien-
"nego do celéw energetycznych na jednostkach ply-
wajacych, gdzie solomierze wedlug patentu nr
45449, stosuje sie najczeSciej, oraz ze wzgledu na
eliminacje efektu polaryzacji elektrod czujnika,
powodujacego dodatkowy uchyb pomiaru w przy-
padku uzycia pradu stalego do zasilania elektrod
czujnika solomierza.

Adaptacja ukladu pomiarowego, przedstawione-
go w patencie gléwnym, polega na zasilaniu go
w punktach oznaczonych ,a” i ,b”, jak zaznaczo-
no na rysunku (fig. 1), napieciem pradu zmienne-
go Uz, przy zachowaniu bocznikujacej galezi Rr,
Rz, i Rg po przekatnej mostkowego ukladu pomia-
rowego, jako czlonu samoczynnej kompensacji
temperaturowej czujnika, bedacej istota wynalaz-
ku wedlug patentu gléwnego, gdzie Ry — termi-
stor plytkowy wbudowany do jednej z elektrod
czujnika, polaczonej z opornikami Rs,-Re, 0 Wsp6l-
czynniku temperaturowym opornoSci zblizonym do
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wspoélczynnika temperaturowego opornoSci bada-
nych elektrolitow, zas R; i Ry oporniki bezinduk-
cyjne drutowe dopasowujgce charakterystyke ter-
mistora Ry do ukladu pomiarowego.

Miernik ilorazowy magnetoelektryczny LM za-
stapiony zostaje przy tym miernikiem ilorazo-
wym ferrodynamicznym 1lub elektromagnetycz-
nym lub zostaje wlgczony do ukladu pomiarowe-
go za pomocg dwu zespoitéw prostownikéw Pr. 1
i Pr. 2 w ukladzie ,,Graetza”, jak przedstawiono
na rysunku (fig. 2) lub tez zostaje zastgpiony czlo-
nem pomiarowym skladajgcym sie z opornikéw
Rio, Ri11, prostownikéw p61przewodnikowycp Dy,
Dz, D3, Dy w ukladzie szeregowym oraz miernika
M jako miliwoltomierza magnetoelektrycznego
wskazujgcego, rejestrujacego wzglednie autokom-
pensatora pradu statego, jak przedstawiono na ry-
sunku (fig. 3).

Napiecie Uz zasilajace, w punktach ,a” i
uklad pomiarowy przedstawiony na
(fig. 3) musi byé stabilizowane.

”b”,
rysunku

W ukladzie pomiarowym przedstawionym na
rysunku (fig. 3) adaptowano czlon pomiarowy, uzy-
ty przez twoérce wynalazku w urzgdzeniu podanym
w patencie nr 45336. Adaptacja urzadzenia sygna-
lizujacego wedlug patentu gtéwnego, przy zasilaniu
ukladu pomiarowego, jak na rysunku (fig. 2), pra-
dem zmiennym, polega na zastosowaniu prostowni-
kéw Pr. 3 i Pr. 4 prostujacych prad zmienny do-
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prowadzony do uzwojen przekaznika polaryzowa-
nego Pp. Indukcyjnos$é pierwotnego uzwojenia tego
przekaznika jest kompensowana pojemnos$cig C.

Nalezy przy tym tak dobra¢ warto§é opornosci
uzwojenia pierwotnego przekaznika polaryzowa-
nego Pp, aby lgcznie z opornos$cia dynamiczng pro-
stownika Pr. 3 odpowiada ona wartosci opornosci
R7 ustalonej z warunku samoczynnej kompensacji
temperaturowej czujnika, jak zaznaczono uprzed-
nio. :

Opornik regulowany Ris, posiada gatke z po-
dzialkg odpowiadajgca podzialce miernika LM
(fig. 2) i stluzy do ustalenia warto$ci pragdu we
wtérnym uzwojeniu przekaznika polaryzowanego
Pp odpowiadajgcej zadzialaniu przekaznika po
przekroczeniu nastawionej wartosci wskazan mier-
nika.

W celu korekcji charakteru podziatki miernika
LM (fig. 2) wzglednie M (fig. 3) szeregowo z czuj-
nikiem Cz wlgcza sie opornik drutowy bezinduk-
cyjny Ri2 o wartoSci zaleznej od zakresu pomia-
rowego miernika i zgdanego stopnia zbieznosci
podziatki miernika.

Zmiang warto$ci Ri2 o kilka procent daje sie ta-
two sprowadzaé, szczegblnie w warunkach pro-
duk‘cji seryjnej, wychylenie wskazéwki miernika
na koncowsa dzialtke skali.

Zastrzezenie patentowe

1.  Urzadzenie do samoczynnej kompensacji uchy-
béw temperaturowych konduktometréw elek-
trycznych, zasilanych w ukladzie pomiarowym
pradem zmiennym znamienne tym, ze w prze-
katnej mostkowego ukladu pomiarowego (fig.1)
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jest wlgczona galgz bocznikujgca z termisiorem
(Rt) i opornikami stalymi (R7) i (Rg).

. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 znamienne tym, ze

termistor (Rp) wbudowany jest do jednej
z elektrod czujnika (Cz) i znajduje sie w do-
brym kontakcie elektrycznym i cieplnym z ta
elektroda.

. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 znamienne tym, ze

do celow pomiaru lub rejestracji wskazan jest
wyposazone w miernik ilorazowy ferrodyna-
miczny lub elektromagnetyczny (fig. 1) lub
miernik ilorazowy magnetoelektryczny z prosto-
wnikami (fig. 2) lub czlon pomiarowy skiada-
jacy sie z opornikéw (Rip) i (Rq1), prostowni-
kow (D1 Dz D3 Dy) i miernika (M) (fig. 3) jako
miliwoltomierza magnetoelektrycznego wskazu-
jacego, rejestrujacego lub autokompensatora
pradu statego.

. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 z wykorzystaniem

do celéw sygnalizacji przekroczenia maksymal-
nej wartosSci wskazan miernika czlonu przekaz-
nikowego znamienne tym, ze zamiast opornika
(R7) (fig. 1) zostaje wilgczone uzwojenie pier-
wotne przekaznika polaryzowanego (Pp) (fig. 2)
z prostownikiem stykowym (Pr. 3) natomiast
wzwojenie wtoérne tego przekazinika zasilane
jest pradem wyprostowanym przez prostownik
(Pr. 4), pobieranym z zaciské6w =zasilania (,a”
,»,b”’) o wartoSci regulowanej za pomocg opor-
nika nastawczego (Ri3).

. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 znamienne tym, ze

w celu korekcji charakteru podzialki miernika
i koncowego wychylenia wskazéwki ma opor-
nik bezindukcyjny (Ri2) (fig. 2) (fig. 3) o war-
tosci dobieranej w zaleznoSci od zakresu po-
miarowego i stopnia zbiezno$ci podzialki mier-
nika.
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